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前  言
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俄歇电子能谱分析方法通则

1 范围

本标准规定了以电子束为激发源的俄歇电子能谱(AES,AugerElectronSpectroscopy)的一般表面

分析方法。
本标准适用于俄歇电子能谱仪。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22461—2008 表面化学分析 词汇

ISO/TR15969:2001 表面化学分析 深度分析 溅射深度的测量(SurfaceChemicalAnalysis—

DepthProfiling—MeasurementofSputteredDepth)

ISO18116:2005 表面化学分析 表面分析样品的制备和固定方法指南(SurfaceChemicalAnal-
ysis—GuidelinesforPreparationandMountingofSpecimensforAnalysis)

ISO18118:2002(E) 表面化学分析 AES和XPS均匀材料定量分析所用的实验相对灵敏度因

子使用指南(SurfaceChemicalAnalysis—AESandXPS—GuidetouseofExperimentalRelativeSensi-
tivityFactorsfortheQuantitativeAnalysisofHomogeneousMaterials)

ISO/TR18394:2006 表 面 化 学 分 析 俄 歇 电 子 能 谱 化 学 信 息 来 源(SurfaceChemical
Analysis—AugerElectronSpectrometers—DerivationofChemicalInformation)

ISO/TR19319:2003 表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子谱 分析者对于横向分辨

率、分析范围和样品观察范围的测定(SurfaceChemicalAnalysis—AugerEletronSpectroscopyandX-
rayPhotoelectronSpectroscopy—DeterminationofLateralResolution,AnalysisArea,andSample
AreaViewedbytheAnalyser)

ASTME1078—2002 表面分析中制样和装样的标准指南(StandsardGuideforSpecimenPrepa-
rationandMountinginSurfaceAnalysis)

ASTME1829—2002 表面分析前样品处理标准指南(StandsardGuideforHandlingSpecimens
PriortoSurfaceAnalysis)

3 术语和定义

GB/T22461—2008界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法原理

用一定能量的电子碰撞原子,使原子内层电子电离,这样在原子内层轨道上出现一个空位,形成了

激发态正离子。在激发态离子的退激发过程中,外层轨道的电子可以向该空位跃迁并释放出能量,该能

量又可以激发同一轨道层或更外层轨道的电子使之电离,这种电子就是俄歇电子。一般用 WiXpYq 表
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